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Fir diese Berichtigung ist das nationale Arbeitsgremium K 225 ,Elektrotechnische Ausriistung und Sicherheit
von Maschinen und maschinellen Anlagen“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zustéandig.

In

DIN EN 62061 (VDE 0113-50):2005-10
sind aufgrund des Corrigendums 2:2008-04 zu IEC 62061:2005 folgende Korrekturen vorzunehmen:

3.2 Begriffe und Definitionen
Seite 20

3.2.41
sicherer Ausfall

Lésche die Anmerkung.

Seite 44
Ersetze Tabelle 5 durch folgende:

Tabelle 5 — Strukturelle Einschriankungen von Teilsystemen: maximal in Anspruch nehmbarer
SIL fiir eine SRCF, die dieses Teilsystem verwendet

Anteil Hardware-Fehlertoleranz (Anmerkung 1)
sicherer Ausfille 0 1 2
<60 % nicht erlaubt SIL 1 SIL2

(zu Ausnahmen siehe
Anmerkung 3)

60 % bis <90 % SIL 1 SIL2 SIL3
90 % bis < 99 % SIL 2 SIL3 SIL 3 (Anmerkung 2)
>99 % SIL 3 SIL 3 (Anmerkung 2) SIL 3 (Anmerkung 2)

ANMERKUNG 1 Eine Hardware-Fehlertoleranz von N bedeutet, dass N + 1 Fehler zu einem Verlust der SRCF flihren
kénnen.

ANMERKUNG 2 Eine SIL 4-Anspruchsgrenze wird in dieser Norm nicht betrachtet. Zu SIL 4 siehe IEC 61508-1.

ANMERKUNG 3 Siehe 6.7.6.4 oder flr Teilsysteme, bei denen Fehlerausschlisse auf Fehler angewendet worden
sind, die zu einem gefahrbringenden Ausfall flihren kénnten, siehe 6.7.7.

Seite 44
Neue Nummerierung von 6.7.6.4 als:

6.7.6.5 Wenn ein Teilsystem in Ubereinstimmung mit 1SO 13849-1:1999 entworfen und nach
ISO 13849-2:2003 bestétigt worden ist, kann die folgende Beziehung allein bezlglich der strukturellen
Einschréankungen in Ubereinstimmung mit Tabelle 6 angewendet werden. Es wird angenommen, dass ein
Teilsystem mit einer speziellen Kategorie, das 1SO 13849-1:1999 entspricht, die in Tabelle 6 angegebene
zugehdrige Hardware-Fehlertoleranz und den Anteil sicherer Ausfélle besitzt.

ANMERKUNG Um einen erforderlichen SIL zu erreichen, ist es ebenso notwendig, die Anforderungen zur
Wahrscheinlichkeit gefahrbringender Ausfélle und zur systematischen Sicherheitsintegritét zu erfullen.
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Flge einen neuen Unterabschnitt 6.7.6.4, wie folgt, ein:

6.7.6.4 Elektromechanische Teilsysteme, mit einem Anteil sicherer Ausfélle kleiner als 60 % und einer
Hardware-Fehlertoleranz von null, die bewé&hrte Bauteile (siehe Anmerkung) in Ubereinstimmung mit
ISO 13849-1:2006 Kategorie 1 PLC verwenden, missen so betrachtet werden, als ob sie eine SILCL von
SIL 1 erreichen.

ANMERKUNG Eine bewahrtes Bauteil fir eine sicherheitsbezogene Anwendung ist ein Bauteil, dass:

a) inder Vergangenheit in zahlreichen Fallen mit Erfolg in &hnlichen Anwendungen verwendet
worden ist, oder

b) unter Anwendung von Prinzipien hergestellt und verifiziert worden ist, die seine Eignung und
Zuverlassigkeit fur sicherheitsbezogene Anwendungen zeigen.

Seite 45
Ersetze Tabelle 6 durch folgende:

Tabelle 6 — Strukturelle Einschréankungen: SILCL bezogen auf Kategorien

Kategorie Hardware- SFF Maximale SIL-Anspruchsgrenze in
Fehlertoleranz Bezug auf strukturelle
Es wird angenommen, dass Teilsysteme Einschrankungen
mit der angegebenen Kategorie die unten
angegebenen Merkmale besitzen
1 0 <60 % siehe Anmerkung 1
2 0 60 % bis 90 % SIL 1 (sieche Anmerkung 2)
1 <60 % SIL 1
1 60 % bis 90 % SIL2
4 > 1 60 % bis 90 % SIL 3 (siehe Anmerkung 3)
1 > 90 % SIL 3 (sieche Anmerkung 4)

ANMERKUNG 1 Fir Teilsysteme, deren Anteil sicherer Ausfalle < 60 % betrégt, die aber in Ubereinstimmung mit
Kategorie 1 der 1SO 13849-1:1999 entworfen und in Ubereinstimmung mit 1ISO 13849-2:2003 bestétigt sind, wird
angenommen, dass sie eine SILCL von SIL 1 erreichen.

ANMERKUNG 2  Es wird angenommen, dass der Fall einer Kategorie 2, bei der der Anteil sicherer Ausfalle > 90 %
betragt, durch die Entwurfsanforderungen von ISO 13849-1:1999 nicht erreicht wird.

ANMERKUNG 3 Der Diagnosedeckungsgrad wird als kleiner 90 % flr Teilsysteme der Kategorie 4 angenommen,
bei denen mehr als eine einfache Hardware-Fehlertoleranz (d. h. akkumulierte Fehler) betrachtet wird.

ANMERKUNG 4 Kategorie 4 erfordert einen SFF von mehr als 90 %, jedoch weniger als 99 %, wenn eine einfache
Hardware-Fehlertoleranz betrachtet wird.

ANMERKUNG 5 Kategorie B in Ubereinstimmung mit 1ISO 13849-1:1999 wird als nicht ausreichend betrachtet, um
SIL 1 zu erreichen.

Seite 46
Andere die Anmerkung zu 6.7.7.3 wie folgt:

ANMERKUNG  Es ist zuléssig, Fehler in Ubereinstimmung mit 3.3 und D.5 von I1SO 13849-2:2003 auszuschlieBen.
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Seite 47 und Seite 48
Andere 6.7.8.1.6 und Tabelle 7 wie folgt:

6.7.8.1.6 Wenn ein Teilsystem niedriger Komplexitdt in Ubereinstimmung mit 1ISO 13849-1:1999 entworfen
und nach ISO 13849-2:2003 bestétigt worden ist und weiterhin die Anforderungen zu strukturellen
Einschrankungen (siehe 6.7.6) und zur systematischen Sicherheitsintegritat (siehe 6.7.9) erfiillt, kdnnen die in
Tabelle 7 angegebenen Grenzwerte zur Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls (PFHp)

verwendet werden, um die Sicherheitsintegritat der Hardware (siehe 6.6.3.2) abzuschatzen.

Tabelle 7 — Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls

Kategorie Hardware- DC PFHp Grenzwerte (pro Stunde), die fiir

Fehlertoleranz das Teilsystem in Anspruch
genommen werden kénnen

Es wird angenommen, dass Teilsysteme

mit der angegebenen Kategorie die unten PFHp (MTTF gjisvstem TTests DC)
angegebenen Merkmale besitzen (siehe Ann:,erkung 1)

1 0 0% vom Lieferanten anzugeben oder
Verwendung von allgemeinglltigen Daten
(siehe Anhang D)

2 0 60 % bis 90 % >107°

3 1 60 % bis 90 % >2x1077

4 > 1 60 % bis 90 % >3x1078
1 > 90 % >3%x1078

ANMERKUNG 1  Der PFHp-Grenzwert ist eine Funktion der MTTF des Teilsystems (durch den Hersteller des
Teilsystems oder aus Datenbiichern relevanter Bauteile herzuleiten), der Test/Uberpriifungszykluszeit wie in der
§pezifikation der Sicherheitsanforderungen festgelegt (diese Information ist auch fur Validierung des Teilsystems in
Ubereinstimmung mit 1ISO 13849-2:2003, 3.5 erforderlich) und dem Diagnosedeckungsgrad wie in dieser Tabelle
gezeigt (diese Werte basieren auf den Anforderungen der in ISO 13849-1:1999 beschriebenen Kategorien).

ANMERKUNG 2  Kategorie B in Ubereinstimmung mit 1SO 13849-1:1999 kann nicht als ausreichend betrachtet
werden, um SIL 1 zu erreichen.

Andere Anmerkung 2 zu 6.7.8.2.1 wie folgt:

ANMERKUNG 2 Fir die in 6.7.8.2 angegebenen Gleichungen (A) bis (D) sind konstante und ausreichend geringe
(1>> AXT) Ausfallraten (A1) der Teilsystem-Elemente angenommen (dies bedeutet, dass die mittlere Zeit bis zum

gefahrbringenden Ausfall sehr viel gréBer als das Intervall fir den Proof-Test oder als die Gebrauchsdauer des
Teilsystems zu sein hat). Daher kénnen die folgenden Basisgleichungen verwendet werden:

- A =1/MTTF, mit MTTF in Stunden ausgedrickt.

Fir elektromechanische Gerate wird die Ausfallrate durch Verwendung des B,,-Wertes und der Anzahl der fir die

Anwendung festgelegten Betriebszyklen C (ausgedrickt als Anzahl von Betriebszyklen pro Stunde) bestimmt
(siehe 5.2.3).

- 1=01x C/By,
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Anhang A
(informativ)

Festsetzung des SIL
Seite 77
Andere den dritten Absatz in A.2.4.1 wie folgt:
Es sollte ebenso méglich sein, die Dauer vorherzusehen, zum Beispiel ob sie gréBer als 10 min sein wird.
Wenn die Dauer kleiner als 10 min ist, kann der Wert auf die Zahl in der Reihe unterhalb in Tabelle A.2

herabgestuft werden. Dies trifft nicht zu, wenn die Haufigkeit der Exposition = 1 pro h ist"", dieser Wert sollte
nie abgestuft werden.

Andere Tabelle A.2 wie folgt:

Tabelle A.2 — Klassifikation der Haufigkeit und der Dauer der Exposition (F)

Haufigkeit und Dauer der Exposition (F)
Haufigkeit der Exposition Dauer > 10 min
=1 pro th) 5
<1 prohbisz1proTag 5
< 1 pro Tag bis 2 1 pro 2 Wochen 4
< 1 pro 2 Wochen bis = 1 pro Jahr 3
< 1 pro Jahr 2

Seite 79
Andere Tabelle A.6 wie folgt:

Tabelle A.6 — Matrix der Festlegung des SIL

Schwere (S) Klasse (K)

8 bis 10 11 bis 13 14 bis 15

Seite 81

Andere das Bild A.3 wie folgt:

N Nationale FuBnote: In IEC 62061 Corrigendum 2 ist hier irrtiimlich < 1 h angegeben.

N2 Nationale FuBnote: In IEC 62061 Corrigendum 2 ist hier irrtimlich < 1 pro h angegeben.



Risikobeurteilung und SicherheitsmaBnahmen

Dokument Nr.:
Teil von:

Produkt: vorlaufige Risikobeurteilung

Hersteller: zwischenzeitliche Risikobeurteilung

Datum: Schwarzer Bereich = SicherheitsmaRnahmen erforderlich nachfolgende Risikobeurteilung

Grauer Bereich = SicherheitsmalRnahmen empfohlen
Auswirkungen Schwere Klasse K Haufigkeit F Wabhrscheinlichkeit Vermeidung P
S 4 5-7 8-10 | 11-13 | 14-15 gef. Ereignisse, W

Tod, Verlust eines Auges oder Arms 4 >1proh 5 haufig 5

Permanent, Verlust von Fingern 3 AM <1prohbis 21proTag 5 wahrscheinlich 4

Reversibel, medizinische Behandlung 2 AM <1 pro Tag bis >1 pro 14 Tage 4 moglich 3 unméglich 5

Reversibel, Erste Hilfe 1 AM <1 pro 2 Wo. bis >1 pro Jahr 3 selten 2 méglich 3
<1 pro Jahr 2| vernachlassigbar 1 wahrscheinlich 1

Lfd. | Gef. Gefahrdung S F w P K SicherheitsmafRnahme sicher

Nr. | Nr.

Kommentare

Bild A.3 — Beispiel-Formblatt fiir den Prozess der Bestimmung des SIL
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Anhang F
(informativ)

Methodologie zur Abschatzung der Anfalligkeit gegentiber Ausfallen in
Folge gemeinsamer Ursache (CCF)
Seite 107
Andere Tabelle F.2 wie folgt:

Tabelle F.2 — Abschatzung des CCF-Faktors ( 3)

Gesamtpunktzahl Faktor der Ausfélle in Folge gemeinsamer
Ursache ()
<35 10 % (0,1)
35 bis 65 5 % (0,05)
65 bis 85 2 % (0,02)
85 bis 100 1% (0,01)
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